
Jupiter™ ／Junoソリッドネブライザーは、固体試料の直接多角的な組成分析が可能です。
ICP質量分析計（ICP-MS）と組み合わせることで半導体の表面分析だけでなく、定量性に優れた深さ方向の元素組成分析による3次元
イメージングを、ICP発光分光分析装置（ICP-OES）と組み合わせることで難溶性試料をそのまま測定する手軽さを実現します。

より深く包括的に元素分布を捉える
Jupiter™ ソリッドネブライザーiCAP TQ ICP-MS

パワー半導体に代表される新素材の開発では、3Dイメージング
による多角的な分析が求められ、広範囲（数mm角以上）の表
面元素分布と深さ方向（数100 mm程度）の高感度分析を迅速
に行うニーズが高まっています。レーザーの高速多点照射によっ
て、固体試料中の元素を短時間かつ高感度に検出できるソリッ
ドネブライザーICP-MSにより、表面元素分布の分析だけでな
く、薄膜メッキ層の元素構造および不純物元素を明らかにする
深さ方向分析、およびそれらを組み合わせた3D元素イメージン
グ分析が可能です。

前処理の負担を少なく不溶性／難溶性サンプルの定量分析
JunoソリッドネブライザーiCAP PRO ICP-OES

現在注目されている化合物半導体であるGaN、SiC、SiNは、難
溶性材料であり、前処理として試料の溶液化を必要とする一般
的なICP-MSでの分析は困難です。固体試料を直接分析できる
ソリッドネブライザーICP-OESを使用することで、試料中の微
量金属元素および不純物分析を簡便に実施可能で、大幅な生産
性向上を期待できます。さらに本システムは、マトリックスマッ
チング手法を用いて、特許申請中の独自の増感技術により溶液
ICP発光分析の感度と精度を上回る性能を実現しております。

Elemental analysis

半導体製造プロセスにおける微量金属分析
に新たなソリューション
ソリッドネブライザーICP-MS／OES

 詳細はこちらをご覧ください　 
thermofisher.com/jp-elementalsite
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Thermo Scientific元素分析装置 
お役立ち情報サイト公開中！

当社の元素分析装置のお役立ち情報をまとめたサイトを開設しました。
微量元素分析向けのICP発光分光分析装置、ICP質量分析計から安定同位体比分析装置まで、最新情報と技術資料などをご案内する特
設ページへのリンクを掲載しております。固体直接分析を行えるソリッドネブライザーの技術資料や新製品情報などの注目トピックを発
信しておりますので、ぜひご覧ください。
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二重収束型高分解能ICP-MS

Jupiter™ ソリッドネブライザーの原理や操作を動画でわかりやすくご覧いただけます


